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 · Test für Gigabit-Schnittstellen   
 PCIe · USB 3.0 · SATA · Gigabit Ethernet

 · für den Einsatz in Produkti-
on und Entwicklung

 · Validierung der  Übertragungsstrecken 

 · Fehlervisualisierung durch Augendiagramm

BERT
FPGA-gestützter Bit-Error-Rate -Test  

für Highspeed-Schnittstellen
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Parameter Daten

Zugriffstechnologie JTAG-basierte Steuerung der im FPGA eingebetteten Instrumente 

Testmethoden Augendiagramme und Bit-Error-Rate-Tests (BERT)

GBit-Kanäle pro FPGA nur limitiert durch den verwendeten FPGA

Testszenarien Peer-to-Peer-Test oder Loopback-Test, abhängig von FPGA und Design 

Multi-Link-Bussysteme werden unterstützt mit gleichzeitiger Instanziierung und Ausführung von BER-Tests 
über alle Verbindungen

Interaktive Steuerung der Tx/Rx-
Parameter

FPGA-Eigenschaften in Abhängigkeit von fliegender Steuerung der Vorverzerrung, 
Spannungsschwankung,  Verzerrung, etc. ohne Design-Synthese 

Test von GBit I/F ohne on- Board-FPGA möglich durch Nutzung externer ChipVORX®-I/O- Module und Schalten des Targets 
in den Loopback-Modus

Softwareunterstützung automatischer Programmgenerator

Unterstützte Gbit-Link- Protokolle Integration in SYSTEM CASCON™  Plattform

Unterstützte FPGAs PCIe (x1/x4/x8/x16), USB 3.0, SATAe, Gigabit Ethernet

Technische Daten & Applikation BERT -  Bit-Error-Rate-Test

Erweiterte Testanalyse
 · Darstellung der Übertragungs- 
qualität

 · Bewertung und Analyse der 
Schnittstellenqualität

Testen von Innen
 · Nutzung der on-Board-Bauteile 
für den Test

 · PCBs können mit den Standard-
schnittstellen verbunden werden

Adaptierbar
 · flexibler Einsatz und Anpassung  
an die verschiedenen Stationen 
des gesamten Produktions- 
 & Entwicklungszyklus

BERT 
hochautomatisierte  
Lösung, für den Test und  
zur Design-Validierung von  
Highspeed-I/Os

ChipVORX-I/O-Modul mit Testadapter 
für PCIe x8 Plug-in-Cards


